NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 61000-4-1
STAN DAR D Deuxiéme édition

Second edition
2000-04

PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM
BASIC EMC PUBLICATION

C. 61000-4 series

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61000-4-1:2000



https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/ee54550b-817d-4a66-b77b-91a6500cdb30/iec-61000-4-1-2000

Numéros des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEI incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Catalogue de la CEl.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
publications établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

* «Site web» de la CEI*

» Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour
régulierement
(Catalogue en ligne)*

* Bulletin de la CEI
Disponible a la fois a
et comme périodique

Terminologie, sy
et littéraux

7. Symboles littéraux a

2 la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables™syr /& matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

The technical contedt

atalogue of IEC publications
bblished yearly with regular updates

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general
IEC 60050:
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

terminology, readers are referred to
International Electrotechnical Vocabulary

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-1: Techniques d'essai et de mesure —
Vue d’ensemble de la série CEl 61000-4

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale d
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la Ck

hormalisation composée

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisafion* d domaines de
I'électricité et de I'electromque A cet effet, la CEI, entre autres activités, pu intexpationales
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tou Co ntéredseé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverneme ehtales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI coll &traite ent avec IOrganlsatlon

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questiof & rese tent dans Ia mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étan

3) Les documents produits se présentent sous la forme de [recof ti k i . lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports tec i 3gréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internati ités nationaux/de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure pSIbI 9 ernationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence-eftre la la CEl et la norme nationale ou régionale

5) La CEIl n’a fixé aucune procégyre concerna t le somy€ indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand ur’maberi A€ a I'ne de ses normes.

6) L'attention est attirée s alt qua certainsdes.élémengs’de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de prop ete droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

responsable de ne pas
La Norme interr@x ' eté établie par le Comité d'études 77 de la CELl:
Compatibilité électro

Elle constitue la partig ~ i¢ CEl 61000. Elle a le statut de publication fondamentale
en CEM confg e 107 de la CEl.

Cette d on an ule et remplace la premiére édition, parue en 1992. Cette deuxiéme
édition co n technique.

Le texte de cette™ e est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

77/225/FDIS 77/229/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2003. A cette
date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

« remplacée par une édition révisée, ou
e amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —
Part 4-1: Testing and measurement techniques —

Overview of IEC 61000-4 series

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for sfandardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objecy/oR the IEC is to promote

participate in this preparatory Work International, n-g izations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates cIo ithNER \ al Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions deterpfi E 2 e
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technica
international consensus of opinion on the relevant subjects g
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of re
of standards, technical specifications,
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification,

5) The IEC provides no markir

6) Attention is drawn to th ments of this International Standard may be the subject

e for identifying any or all such patent rights.

of patent rights TH;IE
International Stan C s been prepared by IEC technical committee 77:

This standard £orms par 61000. It has the status of a basic EMC publication in
accordance
This seé€ Is and replaces the first edition, published in 1992. This second
edition cons

The text of this stardafd is based on the following documents:
FDIS Report on voting
77/225/FDIS 77/229/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2003. At this date, the publication will be

e reconfirmed;

e withdrawn;

« replaced by a revised edition, or
« amended.
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INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Description de I'’environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

Limites d’émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne relg \ités“de produits)
Partie 4: Techniques d’essai et de mesure

Techniques de mesure
Techniques d’essai

Partie 5: Guides d’installation et d’atté uati%

Guides d’installation
Méthodes et disposifitifs dq

Chaque partie~est\a ubdivisée en plusieurs parties, publiées soit comme Normes

& i gifications techniques ou rapports techniques, dont certaines
tantvque sections. D’autres seront publiées avec le numéro de la
omplété d'un second chiffre identifiant la subdivision (exemple:
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INTRODUCTION
The IEC 61000 series is published in several parts according to the following structure:

Part 1: General

General consideration (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity test levels (in so far as they do not fall unde y of the product

committees)
Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guide

Installation guidelines
Mitigation methods

Part 6: Generic s@a

Several parts, published either as International Standards,
pical reports, some of which have already been published as
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-1: Techniques d'essai et de mesure —
Vue d’ensemble de la série CEIl 61000-4

1 Domaine d’application et objet

La présente partie 4-1 de la CEI 61000 porte sur les techniques d’essai et de_mesure pour les
équipements électriques et électroniques (appareils et systémes) dans(/leur™environnement
électromagnétique.

2 Références

2.1 Références normatives

Pour les références datées, les amends
s’appliquent pas. Toutefoig/fes parti
la CEl 61000 sont invitées\a re
des documents normatifs inch

Section 5: Classifi
CEM

ation des environnements électromagnétiques. Publication fondamentale en

CEIl 61000-3-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 2:
Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils <16 A par
phase)*

Amendement 1 (1997)

Amendement 2 (1998)

CEIl 61000-3-3:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 3:
Limitation des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension pour les
équipements ayant un courant appelé <16 A

Il existe une édition consolidée 1.2 (1998) qui comprend la CEl 61000-3-2 (1995) ainsi que I'amendement 1
(1997) et I'amendement 2 (1998).
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-1: Testing and measurement techniques —
Overview of IEC 61000-4 series

1 Scope and object

This part 4-1 of IEC 61000 covers testing and measuring techniques for el ic and electronic
equipment (apparatus and systems) in its electromagnetic environment.

provide general recommendations concerning the choice of releva

2 References

2.1 Normative references

IEC 60050(1613
Electromagnetic ¢

IEC 61000-1-1:19
Application ap@iN.

IEC 61080-2-5" tromagnetic Compatibility (EMC) — Part 2: Environment — Section 5:
] 5 netic environments. Basic EMC Publication

IEC 61000-3-2:199 lectromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 2: Limits
for harmonic current emissions (equipment input current <16 A per phase)*

Amendment 1 (1997)

Amendment 2 (1998)

IEC 61000-3-3:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 3:
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with
rated current <16 A

There is a consolidated edition 1.2 (1998) that includes IEC 61000-3-2 (1995) and its amendment 1 (1997) and
amendment 2 (1998).
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